


NOTIUNI DE BAZA SI DEFINITII

*  Modelul matematic al CLS reprezinta un automat cu stari finite si este definit de urmatorul 5-tuplu:

{X.,Y, S, F, G}, in care semnificatia obiectelor matematice este urmatoarea:

X — multimea variabilelor de intrare;
Y — multimea variabilelor de iesire;

S — multimea starilor interne;

* F — functia de iesire, care exprima procesul de modificare a iesirilor in dependenta de variabilele
intrare si starea internd in momentul de timp curent: y (t)=F[S(t), X(1)];
* G — functia de tranzitie a starilor, care exprima procesul de modificare a starilor in ur

de timp in functie de variabilele de intrare si de starea interna in momentul de

S(t+1) = G[S(r), X(2)]




MODELUL GENERAL AL UNUI CIRCUIT SECVENTIAL
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Partea combinationald a circuitului are doua multimi de variabile de intrare: prim
exterior) si secundare S(t) (aplicate de la iesirile bistabilelor)
are se numesc variabile de stare, iar mulfimea variz

area curentd a circuitului




Modelul descris poate fi reprezentat in forma mai multor copii ale aceluiasi CLS (figura 3.2), astfel incat

starea primei copii sa serveasca drept intrare secundara pentru copia a doua, starea celei de-a doua copii

sa serveasca drept intrare secundara pentru copia a treia, etc.




TESTAREA CLS ASINCRONE CU O BUCLA DE REACTIE
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Pentru testare vom lua in consideratie valorile variabilei de stare
la inceputul si la sfarsitul acestel bucle in momente succesive de
timp: ya — variabila de stare in momentul actual

p — variabila de stare Tn momentul precedent
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ETAPELE DE ELABORARE A TESTELOR PENTRU CLS CU O BUCLA DE REACTIE

1) Reprezentarea expresiei logice care descrie functionarea circuitului in forma disjunctiva

normala (FDN).

2) Aplicarea setului inifial de instalare univoca a variabilei ya in 0 sau 1 logic, yp fiind
Necunoscut.

3) Analizand FDN, se cauta un termen pentru care e posibila instalarea tuturor variabilelor in 1

logic. In acelas

4) Analizand FDN, se cauta acei termeni pentru care e posibila instalarea in 0 logic a
variabile, in ceilalti termeni fiind prezente doud sau mai multe variabile egale cu 0. i tim:

1 termeni cel putin cate un 0 logic.



La elaborarea testelor se vor respecta urmatoarele reguli:

1. \Valoarea yp din testul curent va coincide cu valoarea ya di testul precedent.

2. In cazul testarii CLS este importanti ordinea aplicarii testelor.

3. Pot fi1 prezente seturi de instalare a valorii ya in 1 sau 0 logic, necesara pentru a ger
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TESTAREA CLS ASINCRONE CU MAI MULTE BUCLE DE REACTIE
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Etapele:

1. Se obtine FDN a expresiei logice pentru variabila de stare externa
pentru variabila de stare interna y,;.
nalizeaza conditiile instalarii initiale a circuitului, reie

- si Yy, sunt nedefinite. Pentru Tncef
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EXEMPLU DE ELABORARE A TESTELOR PENTRU CLS CU DOUA BUCLE DE REACTI
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Evidentiem in aceasta expresie bucla de reactie interna:

Yar = X1V p1 - %,
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